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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stapdardization comprising

all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/ of | promote
fields. To

ifications,

Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides as “IEC
idation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE hterested
subject dealt with may participate in this preparatory work. Inte and non-

bs closely

prnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

e for any

7) uployees, servants or agents including individual eXperts and

mem ational Committees for any personal injury, property damage or
ther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expen se of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig

8) Attent i 3 the e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisp € & ation of this publication.

9) Attent i 3 q:the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the gubject of
paten{ rights. held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatjonal-Standard>)IEC 60603-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connegtors, of

IEC technical comnvittee 48: Electromechanical components and mechanical structires for

electronicequipment

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1996 and constitutes a
technical revision. This edition includes the following significant technical change with respect
to the previous edition:

Drawings and test schedules were updated based on the work done developing
IEC 60603-7-4.

A corrected figure (Figure 10) illustrating a connector de-rating curve has been
prepared and inserted in the text.

Annex D contains the dimensions that define the panel mounting features on the
connector and panel that were referenced as the Type A, variant 03 connector in the
previous edition.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1883A/FDIS 48B/1917/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list ofalpartsof EC 60603 series—underthe—gene itle- oG1s ectronic
equipmg

The commmittee has decided that the contents of this publication
the maiptenance result date indicated on the IEC web site unde
the datd related to the specific publication. At this date, the pub i

d until
'g.ch" in

* reconfirmed,
* with@rawn,
* replaced by a revised edition, or

@@
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INTRODUCTION

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent specifications do not
duplicate information given in the base document, but list only additional requirements. For
complete specification regarding a component of a higher number document all lower
numbered documents must be considered as well. The following diagram shows the
interrelation of the documents:

Unshielded Shielded

(
e
ety

00 MHz IEC 60603-7-2 \ \@603-7-3
/\ S

MHz IEC 60603-7

A

A

\
5 {\\ C) \) :
250 MHz |EC€06\3 7- ({/ > IEC 60603-7-5
y -

X

$00 MHz IEC &\ W § IEC 60603-7-51
S/
$00 MHz :

IEC 60603-7-7
000 MHz

IEC 60603-7-71

Ingdicates reference for
ansmission performance
(backward compatibility).

It should be noted that during the preparation of the third edition of IEC 60603-7, the
subcommittee 48B Cat 6&7 project team members determined the current de-rating curve in
the standard was not correct. Several experts researched the current rating-temperature rise
measurements for 60603-7 style connectors and verified that the de-rating curve in the
published standard has been incorrect for many years. A corrected figure (Figure 10) has
been prepared and inserted in this edition.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

1 General

1.1 Scope

This paft of IEC 60603-7 covers 8-way unshielded free and fixed connesiors, it rs¢intgnded to
specify fhe common dimensions, mechanical, electrical and environ istics and
tests fof the family of IEC 60603-7-x connectors.

These donnectors are intermateable (according to IEC 61076-1 eroperdble with
other IEJC 60603-7 series connectors.

1.2 Normative references

The follpwing referenced documents are indisp cument.
For dated references, only the edition [ edition
of the referenced document (including

IEC 60050-581, International Elecfrotechnica abulary (IEV) — Chapter 581:
Electromechanical components for elec

IEC 600 I and guidance

IEC 60(068-2-14, iche ntaNesting procedures — Part 2-14: Tests — Test N:|(Change
of temperature

IEC 600 testing procedures — Part 2-38: Tests — Te§t Z/AD:
Compogi

IEC 603 . ctions — Part 2: Crimped connections — General requinements,
test mett guidance

IEC 603 s connections — Part 3: Solderless accessible insulation displagcement
connectjohs,— General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-
ment connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Press-in connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60352-6, Solderless connections — Part 6: Insulation piercing connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-7, Solderless connections — Part 7: Spring clamp connections -
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

General
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IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-
100: General — Applicable publications

IEC 60603-7 (all parts), Connectors for electronic equipment

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 61076-1:2006, Connectors for electronic equipment — Product Requirements — Part 1:
Generic specification

IEC 61156-(alt-parts-MuHticore-and-symmetHeal-pairfguad-cablestor fgations
IEC 61156-1, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital Part 1:
Generic| specification

IEC 61156-2, Multicore and symmetrical pair/quad cables for a > 1 Part 2:
Horizontal floor wiring — Sectional specification

IEC 61156-3, Multicore and symmetrical pair/quad cables fordiy nymunications + Part 3:
Work anea wiring — Sectional specification

IEC 61156-4, Multicore and symmetrigal pair/guad ¢ igital communications + Part 4:
Riser cgbles — Sectional specification

IEC 61156-5, Multicore and symmetric ables,for digital communications + Part 5:
Symmetrical pair/quad cab varagteristics up to 600 MHz — Horizontal
floor wifing — Sectional specifi

IEC 61156-6, Multicore Part 6:
Symmeitrical pair, brk area
wiring —

IEC 611 Part 7:
Symmelri ectional
specific

ISO/IEQ

ISO 13 M kture in
technical oroduct do¢umentation

ITU-T Recommendation K.20:2000 1, Resistibility of telecommunication equipment installed in
a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents

ITU-T Recommendation K.44:2000 2, Resistibility tests for telecommunication equipment
exposed to overvoltages and overcurrents — Basic Recommendation

1 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.

2 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.


https://iecnorm.com/api/?name=dc0d617a7855984f3d642fbd066bbd06

2 Ter

-10 - 60603-7 © |IEC:2008

ms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-581,
IEC 61076-1, IEC 60512-1, and the following apply.

21

intermateability
intermateability (level 2 of IEC 61076-1:2006 (Ed 2.0)) is ensured by application of the “Go”
and “No-Go” gauge requirements in the standards that may be referenced, and adherence to
the dimensional requirements within

2.2

interoplarability

interopdg
specifie

23
categor
relevant

24
Keysto
a Keyst

the conmector and it's corresponding r

rability of different IEC 60603-7 connectors is assured b ian
d interface dimensions

y
level of transmission performance as given in IS/

he connector
bne connector is defined by it’

vith the

ents for
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3 Common features and typical connector pair

3.1 View showing typical fixed and free connectors

IEC 086/0

showing typical fixed and free connectors

3.2 Mati

3.21 Geheral

Dimensionsare givern i miftimetres. Drawings are shown i third=angte projection. 1he shape
of connectors may deviate from those given in Figures 1 to 4 as long as the dimensions
specified are not changed.
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3.2.2 Contacts — mating conditions
P1

ey C
| % x

—

©
)
S |8
i
o
o
3
2
S
3
=
f
N |

{]

IEC | 1011/08
G2
@]
\V o
IEC 087/05
Key
1 Female contact of fixed connector The mating information shown can only be achieved with a free
connector with a cable attached.
2 Burrs shall not project above the top of the contact in this area, since it may be a contact area.
3 Optional angle.
4 Preferred contact interface detail.
5 Minimum preferred contact configuration.
6 Configuration with round contact profile.
7 Configuration with rectangular contact profile.

Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector
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Table 1 — Dimensions for Figure 2

Letter Maximum Minimum
mm mm

A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
c2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22
Z =
J2 0,64 A0 (s
K2 6,15 NN e
T N
Z AN ENSANL
P1 0,50 N, RN ) 045
P3 050 / N 0,36
R2 s\ /X

AN S
Letter > \\Mgimum
G2 \ (X 10°

Care sh

|l be taken that the fige\d c%\émcton%(ia&ts%% ir‘@/karence with the plastic of the free conne

ctor.

24

—"
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o B1 ‘%‘ 0,05 mm f‘

X-
————

AD1 ——a(3)

(1 A [ =L 005 mm_[[C]]
- —
|| g AH
0 "
— Fa (

AN

=

iggigig / (\\\
T | \

Key

-

A~ 0N

o e NP

T m
(S ezmi e
i )
e NN 625am C]

pletely within their individual contact zone in the area i

Figure 3a) — View of contact zone

,EF,,

IEC 1012/08

dicated.

the fixed
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Key

AS1

15—

~=— AN1

o

AT1 | i
v \ a
yd ! [
Z1 IRE
AP1I\ 7 j\jL AA1
AJ1
ol | AL @
| SET_ [
<X1=
~t—A 1
AN
& IEC 1013/08

KAl internal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm radius maximum unless

ifiad
SPeetHtear

View of

nt%ne on A-A

| always be contained inside guide slots. Contacts shall move

gxtension of contacts below surface AC1 to avoid contact with shields of free

Projectiens beypnd AL1 dimension shall not prevent finger access to the free connector locking device.

otherwise

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Fixed connector details
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Table 2 — Dimensions for Figure 3
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Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm
A1 1,47
B1 0,71
K1 5,84
S1 12,04 11,84 11,94
1 4,19 3,94
A1 R,QR R7')') ve
X1 6,86 6,68 \|
Y1 2,40 AN\
1 2,08
AA1 1,24 < N >
AB1 0,38 IO\ N\
AC1 6,96 /\e\%\\ \\/ 6,86
AD1 0,13 [ N
AH1 \_~ 1,02
A EC> | ¥
AK1 8,66 N\ ea3s/
AL1 X 1,40
AM1 X 1,52
AP1 W 127
AS1 [ " 008 W
AT N S 0,76
o R NS
2 TP indicates true pOASR
/\\\\
L ter Maximum Suggested minimunj
ERs
AN1 \ 3°30°
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3.2.4 Free connector

BF2

@ @AHZ ol i

(7x) AH2

=| 0,45mm |C]

S2

B2

BD2
— BJ2

-C-
D2
QP/

1 AA2

IE¢ 1014/08

3 Applies with Ioeking device depressed.

Figure 4 — Free connector view
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Table 3 — Dimensions for Figure 4
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Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm
A2 a 2 2 1,17
B2 a s a 0,56
s2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
W2 6,17 6,02
X2 P\‘n? l:.‘77 /
Y2 2,34 N
22 2,06 AN\
AA2 1,24
AB2 0,64 0,38 D >
AC2 6,71 S50\ ]\ 6.6
AD2 0,64 /\9\1\3\\ \\/
AH2 [ N 1,09
AW2 0,51 N\ 2/
AX2 1,320 N VYV
AY2 2,87\ 7
AZ2 o064 RN N\
BA2 NS 12,32
BB2 1,14 W 038
BC2 I 102 |/ 0,51
BD2 S > 0,51
BE2 N\ 189\
BF2 /\\ \“/}g
BG2 \\\ .64 0,38
BH2\ ) 0,1
NN AN
Bl\b\\\ \ 15,88 14,61
BN2 8,00
a See Tabte—-
Letter Maximum Nominal (ref.)
BJ2 Full radius

BK2

3°30'
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4 Cable terminations and internal connections — Fixed and free connectors

4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in connections of fixed connector
contacts into PCBs for example. All terminations shall meet the relevant termination
requirements.

Free connectors are intended to be terminated to cable to provide connector and cable
assemblies. The connector manufacturer shall prowde basic mformatlon concermng the type

of condu type of
connec ing wire
gauge br cable
sheath, etc are not intended to be part of this detail speC|f|cat|on 9 a free

connector’s interior details to accommodate differing wire gauge etc. do

not reqyire the generation of new free-connector specifications

4.2 Termination types

4.2.1 Solder terminations
(under consideration)

4.2.2 Solderless terminations
4.2.21 Insulation displacement terminatio

Insulatig 60352-3 or IEC 60352-4.

4.2.2.2 Crimp ter

Crimp té¢rminationg sha
4.2.2.3 Insula;

Insulatiq

4.2.2.4

The compli

4.2.2.5

Spring Inmp terminations shall conform to IEC 60352-7

4.2.2.6 Other types

In the case where a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC
standard and the supplier cannot demonstrate a similar level of performance or there is no
applicable |EC 60352 standard to be used as a reference, the supplier shall show
conformance with the full test schedule in 7.7 for all possible variations of termination, for
example each cable construction type (screen construction types, wire construction (solid,
flexible)) the connector is intended to be used for.
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5 Gauges

5.1 Fixed connectors

Gauges shall be made according to the following requirements:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV 20
minimum.

Ra = 0,25 um maximum.

= Surface roughness, according to 1ISO 1302.

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

Clearanke shall be provided for connector contacts.

3

#
@ﬁ
,@,gf

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around.

Figure 5 — “Go” gauge
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"gauge width
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-C- o X3
e S7 —

K7

4

RO

IEC 093/05]

etter Nominal (ref)
mm

S7

X3 10,16

AB3 6,54 67389 64560

AC3 6,716 6,706

AC5 6,45 6,35

AC7 6,970 6,96

BC1 0,89 0,64 0,76

W3 6,12 6,109

W5 6,38 6,365

w7 5,97 5,89

AK3 8,357 8,346

AK5 8,13 8,05

AK7 8,672 8,66
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5.2 Free connectors

Material: hardened and tempered steel, all

20 minimum.

sharp edges removed, hardness 650 HV

v = Surface roughness, according to ISO 1302.
Ra = 0,25 um maximum.

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

——A B —=

/

AXZ —

AT2
L o A [t
AD4 — AD4 AD4
i i
AK4
AB4
W6
ABU ﬁ - =|0,1mm
=| 0,1mm
S6
C- i —
|
View B-B @ :
,,E,,,

IE¢ 1015/08

All"around.

Width gauge.

Height gauge.
Figure 7 — “No-go” gauges

Table 5 — Dimensions for Figure 7

Letter Maximum Minimum |
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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—A

AD6

-

AB6

IEC 1016/08

Maximum Minimum
s N i i
g N\ 1,448 1,438
N OS3 AN ) 11,847 11,836
\Q‘ 4,115 4,013
W6 6,198 6,187
X4 6,604 6,594
Y4 2,39 2,34
Z4 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
ACS8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AKS8 8,357 8,346
AW2 9,725 9,615
AX2 0,64 0,38
AZ2 11,91 11,81

Letter Maximum Minimum
AJ2 16° 14°
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6 Characteristics

6.1 General

Compliance to the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, including transmission parameters, over the range of operating climatic
conditions. Stable and compliant contact resistance is a good indication of the stability of
transmission performance.

6.2 Pin and pair grouping assignment

For those specifications where pin and pair groupings are relevant, the pin and pair grouping
assignn i ' ift

IEC 096/05

in and pair grouping assignment
iew of connector)

6.3 (
The lowe i emperatures and the duration of the damp-heat steady-sfate test
should from)the preferred values stated in 2.3 of IEC 61076-1:2006. The

connec classifjed into climatic categories in accordance with the general rules [given in
IEC 60068-1- Thestemperature range and severity of the damp heat, steady state test|given in
Table 7|are’compatible with ISO/IEC 11801 classification of an office environment.

Table 7 — Climatic categories — selected values

Lower temperature Upper temperature Damp heat, steady state
Climatic category
°C °C days

40/070/21 -40 70 21
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6.4 Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depends on the application and also on the specified
safety requirements.

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

The creepage and clearance distances are given as operating characteristics of mated
connectpors.

ue € conductive
n Mtowaceaun

In practjce, reductions in creepage or clearance distances may o
pattern pf the printed board or the wiring used, and shall duly be ta

Table 8 — Creepage and clearance<dis\ nces

Minimum distance between contacts and chassis Mipj‘rﬁmn\m&be\t\qwjacent contacts

Creepage Clearance epage Clearande

mm mm /\ VAN mm

1,40 0,50 1 ¢ Aks) 0,36

6.4.2 Voltage proof
Conditigns: IEC 60512, Tee

Mated connecte

All v

.C. or a.c. peak; all contacts connected together to

6.4.3
Conditid

acts, connected in series

The cunrent-carrying capacity of connectors in accordance with the requirements of 2.5 of
IEC 61076-1:2006 shall comply with the de-rating curve given in Figure 10.
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Current de-rating diagram

2,0

1,8

1,6

1,4 I~

1,0 ~

Current (A)

0.6 N

0,4

.

0,2

N

0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 00

Ambient temperature (°C)

017/0;

NOTE 1

NOTE 2 R e 9 issiblé current per conductor is 176 A.

NOTE 3

6.4.4 iti asjsta ly (separable fixed and free contact)
Conditig

6.4.5
Conditid

Mated connectors

Connection points: Cable termination to cable termination

All types: 200 mQ maximum

6.4.6 Input-to-output d.c. resistance unbalance
Conditions: IEC 60512, Test 2a
Mated connectors
Connection points: Cable termination to cable termination
Among all signal conductors, maximum difference between maximum and
minimum

All types: 50 mQ maximum
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6.4.7 Initial insulation resistance
Conditions: |IEC 60512, Test 3a
Method A
Mated connectors
Test voltage: 100 V d.c.

All types: 500 MQ minimum

6.4.8 Transfer impedance

Not applicable

6.5 Transmission characteristics

Transmission characteristics are defined in the applicable |E

6.6 Mechanical characteristics

6.6.1 Mechanical operation
Conditigns: IEC 60512, Test 9a

Speed: 10 mm/s maximum

Rest: 1 s minimum (matgd and unia
PL 1: 750 ope
PL 2: 2 500N0perations

6.6.2
Conditid

6.6.3
Conditid
Speed:\10 mm/s maximum

All types, insertion and withdrawal: 20 N maximum

7 Tests and test schedule

71 General

See Clause 5 of IEC 61076-1:2006.

This document states the test sequence (in accordance with this standard) and the number of
specimens for each test sequence.

Individual variants may be submitted to type tests for approval of those particular variants.

It is permissible to limit the number of variants tested to a selection representative of the
whole range for which approval is required (which may be less than the range covered by the
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detail specification), but each feature and characteristic shall be validated against the
dimensional requirements and test sequences specified in this standard.

The connectors shall have been processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact resistance
measurements, care shall be taken to keep a particular combination of connectors together
during the complete test sequence; that is, when un-mating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.

7.2 Arrangement for contact resistance test

_

IEC| 098/05

Key

1

2

3

4 As shorbags pfactical (except for vibration test CP2, see 7.3).
5 Free connector.

6 Point C.

7 As short as practical (except for vibration test CP2, see 7.3).
8 Contact resistance measurement points.

Figure 11 — Arrangement for contact resistance test

The test procedure is as follows.
a) Determine the bulk resistance of the fixed connector between points A and B of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rpg.

b) Determine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rg¢.
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c) Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the
requirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted and
recorded as Rpc.

d) Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

ContaCt reSiStance = RAC — (RAB| + RBC|)
where, |, indicates initial value.

7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1)

>203,2

>203;

\\V> IEC 099/05

Key

1 Fixgd connestor \(ibration feature.

2

3 th€ non-vibrating member.

4 to the non-vibrating member.

5 Free connector.

6 FixedTommector rigidty fixedtothe mountimg prate:
7 Mounting plate.

8 Contact resistance measurement point.

Figure 12 — Arrangement for vibration test

7.4 Test procedures and measuring methods

The test methods specified and given in the relevant standards are the preferred methods but
not necessarily the only ones that can be used. In case of dispute, however, the specified
method shall be used as the reference method.

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.
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Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it is the
responsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that any
alternative methods which he may use give results equivalent to those obtained by the
methods specified in this standard.

7.5 Preconditioning

Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard
atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h, unless
otherwise specified by the detail specification.

7.6  Wiring and mounting of specimens

7.6.1 Wiring

The conductor diameter for these connectors shall be specified by tb nd shall

be sele¢ted (as a minimum) from the following:
a) fpr the fixed connector, the conductor diameter of IEC 6\ 56-
b) f

7.6.2 Mounting

shall be

P, using
in this

When mounting is required in a test, unless ¢
rigidly mounted on a metal plate or tg specified
the spegified connection methods, fi
specification.

7.7 Test schedules

The tes{ parameters require ose listed in Clause 6.

7.71

Not app

7.7.2
7.7.21

The fol
fulfilled.

the characteristics to be checked and the requirements to be

For a cpmplete test”sequence, 62 specimens are needed (6 groups of 10 and 1 group of 2:
the grol issi g, RP).

Contact resistance tests apply only to the interface (see 7.2).

7.7.2.2 Test group P — preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests in the following sequence; see Table 9.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given.
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T Test Measurement to be performed
est
phase : IEC 60512 Severity or : IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
P1 General Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
specification
P2 Polarization Not applicable (
P3 Contact Measurement points | Millivolt level 2 N istance =
resistance as in Figure 11 method um
All
contacts/specimens
P4 100 V d.c. Insulatio 330 [\500 Mef minifaum
resistal‘é\ \
P5 Contact/contact Voitage chf\ \4a \/1/000 V d.c. or a.c. peak;
Method A one contact tp all other

Mated connectors

All c
panel
Method

tac

>

together to s

present

(housing/mol

contacts conpected
together
1500 V d.c. ¢r a.c. peak;

all contacts connected

ield,
nting plate) if
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7.7.2.3 Test group AP
Table 10 — Test group AP
Test Measurement to be performed
1|:|eSt IEC Severity or IEC
phase Title 60512 verity Title 60512 Requirements
condition of test
Test No Test No.
AP1 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 20 N
withdrawal depressed maximum
f
orees Withdrawal force 20 N
maximum
AP2 Effectiveness of 15f Rate of load application 50N for60s £ 5s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device a\ C
AP3 Rapid change of See -40 °C to 70 °C
temperature IEC 60068
_2-14 Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min
Recovery time 2 h
AP4 Test voltage nsulation a 500 MQ minimum
100 V+15Vd.c. resistanse
Method A Q
Mated conwectors
AP5 Measurement™Roih{s as CM 2a 20 mQ mpximum change
in Figire 11 resistance from initigl
All ¢ tac@e\cim s
AP6 \( Contagc on‘t}cj) Voltage 4a 1000V d.c. or a.c. peak
’t\‘\ proof
Q I'co aM) test panel: 1500V d.c. or a.c. peak
< t
(\ Matgd connectors
AP7 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examination that woulfd impair normal
e operation
AP8 clic p *E>899 21 cycles:
hea C 60068 | low temperature 25 °C;
-2-38 high temperature 65 °C;
cold subcycle —10 °C;
humidity 93 %
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
AP9 Measurement points as Contact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial
All contacts/specimens
AP10 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 20 N

withdrawal
forces

depressed

maximum

Withdrawal force 20 N
maximum
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Table 10 (continued)

Test Measurement to be performed
.It-lzsste IEC Severity or IEC
P Title 60512 diti f test Title 60512 Requirements
Test No. condition ot tes Test No.
AP11 Effectiveness of 15f Rate of load application 50 Nfor60s+5s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device
Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
AP12 examination that would impair normal
operation
AP13 Solderability As applicable (
AP14 Resistance to As applicable N
soldering heat /\
AP158 See @ Voltage a ON/KC. or a.c. peak
proof
Contact/contact:
Method A A
Mated connectors
All contacts to test panel: \) 1500V d.c. or a.c. peak
Method A
Mawne or G
@ Test phlase AP15 shall only be carried out if tes hé@\(ﬂ;\a@ P}”q\ﬁ.@,ne/performed.

9,

&
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7.7.2.4 Test group BP
Table 11 — Test group BP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
BP1 Locking- 2 N operations (see See Annex B
device mechanical oper-
mechanical ations)
operations
BP2 Mechanical 9a NI2 operations (see N (PL 1) =750
operations 6.6.7). Speed e
10 mm/s. Rest 1 s N (PL2) =2,500
(when mated and
unmated). Locking
device inoperative
BP3 Flowing 11g 4 days 1
mixed gas Half of the samples in
corrosion mated state
Half of the samples in
unmated state
BP4 Measurement points ont 2a 20 mQ maximpum change
as in Figure 11 esistarice from initial
D
cont{ts%sgci en
BP5 Mechanical 9a i
operations
N <\ ]
BP6 Contact 2a 20 mQ maxinjum change
: K/\ resistance from initial
BP7 100 V)+ 15 V d.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
ethod A resistance
/\ Mated connectors
BP8 Contact/contact: Voltage proof 4a 1000 V d.c. ¢r a.c. peak
< Method A
Mated connectors
All contacts to test 1500 V d.c. ¢r a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors
BP9 Visual 1a There shall be no defects

examination

that would im
operation

pair normal
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7.7.2.5 Test group CP
Table 12 — Test group CP
Test Test Measurement to be performed
es
hase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
P Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
CP1 Vibration 11c f=10 Hz to 500 Hz, | Contact 2e 10 us maximum
Amplitude = disturbance
0,35 mm
Acceleration =
50 m/s2
10 sweeps/axis
Measurement points
as in Figure 12 A (\
CP2 Measurement points | Contact 2a be of free
as in Figure 11 resistance nector
b htion test
All t
contacts/specimens nen
mQ maxinpum change
frgm initial
CP3 Test voltage IAsulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. esigtance
Method A
Mated/zqmectops(\\ /\
CP4 Unméted coanbgtors | Visual, 1a There shall be no defects
amination that would impair normal
operation
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7.7.2.6 Test group DP
Table 13 — Test group DP
Test Test Measurement to be performed
es
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
DP1 Electrical load 9b 5 connectors 0,8 A 5 connectors
and 500 h 70 °C No current 5 connectors
temperature .
Recovery period 2 h
DP2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. resistance
rethod—A
Mated connectors (
DP3 Contact/contact: Voltage proof 4 N Q V &se. or a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 00 YAd.c. ¢r a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors \
DP4 Unmated connectors \Z‘/here shall bg no defects
that would impair normal
- operation
DP5 20 mQ maxinjum change
esisfanc from initial
DP6 Gauging Annex C All samples tgsted shall
pass all gauges and
forces
DP7 Gauging Annex A All yd \Z{mtact 2e 10 us maximfim
continuity contacts/spetimen disturbance
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Test group EP

For test group EP, see the relevant IEC 60603-7-x specification

7.7.2.8 Test Group FP
Table 14 — Test group FP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
FP1 Qllrgn test ITU-T Mated connectors L Teagt 2.1 and 2.2:
K.20:2000 . -
Table 2a/2b, basic Acceptance (driterion A
test level eNTU>NK.44, Clause 9
Tests 2.1.1a, 2.1.1b, Test 273;
2.1.3, 2.2.1a, and L
23 1a ceptance’driterion B
peNTU-¥ K.44, Clause 9
N
FP2 100 V+£15Vd.c. Insulati 0 MQ minimum
Method A resistanc
Mated connectors
FP3 Unmated connectors isugl \Q) There shall be no defects
xaminati that would impair normal
/\(\X {a\ operation

N

&
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Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

A.1  Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector, the

electrical continuity is guaranteed.

A.2 Ilreparation of the specimens

This tesjt is carried out using a gauge according to Figure A.1.

A.3 Test method

The test specimen, suitably mounted with the gauge i

fixed connector.

For the|test of the signal contacts, th
upwardg until it stops against the plasti

For the ftest of the screen gontac
sides of the connector
movemgnt shall be repp

During fhe movs,
arrow in Figure AY

individu

A.5 [|)escripti n_of the continuity gauge

all we satisfied if no discontinuity = 10 us is measured fi

is tested

ct of the

moved

to both
rs. This

i by the

pr each

The gauge shall be made according to the following specification:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV

20 minimum.

Surface roughness: according to 1ISO 1302

Ra: 0,25 um maximum. The surface should be compatible with the contact finish of the

connector under test.
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

Letter Maximum Minimum
mm mm
A1 11,59 11,57
B1 4,90
c1 0,8 0,6
D1 4,12 4,10
E1 15,0
E1 n,RQ ﬂ‘7Q ve
H1 0,47 0,45
J1 0,69 05N\
L1 6,72 XON
N1 5,90 B\
- INTANE" SN
R1 1,6 N AN
S1 146 [ 44 )
T1 0,1 NS
X1 { o\ ( J o4
Y1 5,0
4 AN
Letter \ Maximum Minimum
k1 { 24°
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Key

-

A~ 0N

Sharp e

Insulation pa

[
s
Z l/\)
77—>

a1-
L
: 5 (3)
F\<\( \/
® E 4 N

L1

| \
N1 | pq K /\ %ﬂ> G

2 .

1 1 \_)

N ]

e E———
IEC 100/05
ma fend beyond radius of steel part.

MWation part.

Figure A.1 — Gauge
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Figure A.2 — Gauge insertion
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Annex B
(normative)

Locking-device mechanical operation

The object of this mechanical endurance test is to assess the operational limits of the locking
device on the free connectors.

B.2 Il’reparation of the specimens

The spgcimen shall be prepared and mounted so that the locking
for appl|cation of the test. No other movement of the free conne

B.3 Test method

The spe
cycles,

cycles ger minute.

The spécimen shall be gp
depressed until it contact

Mechanjical aids whic
introdude abnor

B.4 FKinal mesz

After t
IEC 605
device.

of operations, the specimens shall be examin
visual indication of fatigue or stress cracking of the

?essible

mber of

ceed 20

thall be

do not

ed per
locking
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Annex C
(normative)

Gauge requirements

C.1 Fixed connectors

60603-7 © IEC:2008

The “Go” gauge specified in 5.1 shall be capable of being inserted and removed with a force

of 8,9 N maximum.

The “Nd-go” gauges specified in 5.1 shall not be capable of entering the~fixed co nectlor more

than 1,18 mm with an 8,9 N insertion force.

C.2 Free connectors

The corjnector shall be capable of insertion and latching
with a 2D N or less insertion force with the latch bar d

After infsertion and latching, the connector shall\be’¢a
depressed, with a removal force of 20 N \qr less~apph

The fred
than 1,7

g specifigd in 5.2

p@)le of r&moval, with the latch

go” gauges specified in §.2 more
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Annex D

(normative)

Keystone connector information

D.1 Fixed connector, female contacts Keystone type - Type A, variant 03 in

the previous edition of this standard

This annex contains the dimensions that define the panel mounting features on the connector
and panel that were referenced in IEC 60603 7 Ed 2 as the Type A, varlant 03 connector.

Only the

“Keystope connector have been retalned

The connector dimensions are shown in Figure D.1 and the pane

Figure [D.2.

Figure D.1 — Keystone connector

IEC 1018/08

2 _called a

given in

Table D.1 — Dimensions for Figure D.1

Letter Maximum Minimum

mm mm
A, 16,51 16,00
B, 22,43 22,07
C, 12,65 12,34
Jy 1,65 1,17
K, 9,78 9,53
L, 1,75 1,55
M, 5,46 5,16
P, 14,61 14,35
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D.2 Mounting dimensions for type A, Keystone type variant 03

D!

as

£

7

Section A-A

IEC 1019/08

Q L}l&/ aximum Minimum
\/\ mm mm
N/ 19,61 19,30

15,04 14,78
1,54 1,22
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1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7: Spécification particuliére pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

AVANT PROPOS

nalisation

compg¢sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natigh .|La CEIl a
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questig i dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — entre autres attiwité i Normes
interngationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de Sp ] ibles au
public| (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de la CE}"). De ‘ \ iée a des
comitgs d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa i& aité iciper. Les
organ|sations internationales, gouvernementales et non gouvernemse ial articipent

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organi
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisatio

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les ¢

on (1SO),

a mesure

du popsible, un accord international sur les sujets étudiés,|étant d s gmité i de la CEI

intéregsés sont représentés dans chaque comité d’étudg

3) Les Ppblications de la CEIl se présentent

t agréées

commg telles par les Comités nationaux d ue la CEI
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de Se i a é ponsable
de I'éyentuelle mauvaise utilisation ou interp ti i ai ili i

4) Dans
mesu

La CIlI

responsable-de ne pa

blications
blications

n‘a prévu augune P pas sa

tion.

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

iers et les membres de ses comités d'études et deg Comités
ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri$ les frais
ant de la publication ou de ['utilisation de cette Publication de la CEI ou de

s références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl pedvent faire
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60603-7 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 1996 et constitue
une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes
par rapport a I'édition précédente:

Les dessins et les programmes d’essai ont été mis a jour a partir des travaux réalisés
pour I’élaboration de la CEI 60603-7-4.

Une figure corrigée (Figure 10) illustrant la courbe de taux de réduction a été établie et
insérée dans le texte.

L’Annexe D contient les dimensions qui définissent les caractéristiques de montage de
panneau pour le connecteur et le panneau citées en référence comme connecteur de
Type A, variante 03 dans I'édition précédente.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1883A/FDIS 48B/1917/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603-7, présentées sous le titre général:

Connec

Le com
mainte
donnée

reco
supq
rem

ame

nduite,
rimée,

hdée.

feurs pour équipements électroniques, peut étre consultée sur le

€ a décidé que le contenu de cette publication ne sera pag’'h
ance indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://
5 relatives a la publication recherchée. A cette date, la pUbH

blacée par une édition révisée, ou

deslq CEl.

date de
ns les

&



https://iecnorm.com/api/?name=dc0d617a7855984f3d642fbd066bbd06

60603-7 © CEI:2008 - 53 -
INTRODUCTION

La CEI 60603-7 est la spécification de base pour toute la série. Les spécifications qui en
découlent ne redonnent pas les informations fournies dans le document de base mais elles
stipulent uniquement les exigences supplémentaires. Pour avoir la spécification compléte
d’'un composant donné lorsque le numéro du document est élevé, il faut également prendre en
compte tous les documents de numérotation inférieure. Le schéma suivant montre
I'interrelation des documents:

Non-écrantés @% :
/\( ~
AN\
MHz CEIl 60603-7 < \KEWN
2 4 <\l\ N \\/
00 MHz CEl 60603-7-2 /\\\ \%El\e/o(sos-?-s
A \ A
A e C) :
250 MHz CEI%W )\/ CEI 60603-7-5
; A
HEERN :
500 MHz \ (SEJQQ3 -4 CEIl 60603-7-51
j o~/ A
¢ CEI 60603-7-7
ograjimes d’essai.
000 e CEIl 60603-7-71
Indique la référence pour la
performance de transmission
(compatibilité amont).

Il est a noter que pendant la préparation de la troisiéme édition de la CEI 60603-7, les
membres de I'’équipe de projet SC 48B Cat 6&7 ont établi que la courbe de taux de réduction
de la capacité de courant dans la norme n’était pas correcte. Plusieurs experts effectuérent
une recherche des mesures de I'accroissement de température lors du passage du courant
dans les connecteurs de type 60603-7 et vérifierent que la courbe de taux de réduction
présente dans les normes publiées était incorrecte depuis de nombreuses années. Une figure
corrigée (Figure 10) a été établie et est insérée dans cette édition.
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Partie 7: Spécification particuliére pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La prés
voies; Elle est destinée a spécifier les dimensions commung
mécaniques, électriques et environnementales ainsi que les es

connecteurs CEIl 60603-7-x.

pes, la derniére édition du docu
ments).

CEIl 60352- ITNE sans soudure — Partie 2: Connexions serties — EX
i 'essai et guide pratique

El:2008

pes a 8

Sflistiques

ille des

érables

présent
grences
entuels

posants

ie 2-14:

ie 2-38:

igences

CEIl 603 : a
sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

essibles

CElI 60352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non

accessibles sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force — Exigences

générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-6, Connexions sans soudure — Partie 6: Connexions a percement d’isolant —

Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-7, Connexions sans soudure — Partie 7: Connexions a ressort — Regles gé
méthodes d'essai et guide pratique

nérales,
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CEI 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et
mesures

CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie
1-100: Généralités — Publications applicables

CEI 60603-7 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques

CEI 60664-1, Coordination de I'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

CEI 61 76-1-2006 Conneectarrs nour Aaguinamaontce Alactraniniiac Evigerneos dao n oduit —
O UvO,— o OARECCTEeHS— P O tH—EeqtHP e eSS —Ere CHOHGHES =Xt 1o e5—6G€

1t

Partie 1} Spécification générique

CEI 61156 (toutes les parties), Cables multiconducteurs a paires s

jes pour
transmi$sions numériques

CEl 611 Part 1:
Generic
CEl 611 nissions
numériq

CEIl 611[56-3, Cables multiconducteurs\a pai : nissions
numeériques — Partie 3: Raccordement deM ; [

CEI 61156-4, Cables multj 3 riques et quartes pour transmissions
numeériques — Partie 4: C&bles\ve jorpintermédiaire

CEI 61156-5, Cables 26 3 a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 5 z j étriques et quartes avec caractéristiques de
transmigsion all & capillaire — Spécification intermédiaire

IEC 611

Symme
wiring —

igal pair/quad cables for digital communications + Part 6:
ansmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area
disponible uniqguement en anglais)

IEC 6115 mulljconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numeérig 7Zables a paires symétriques avec caractéristiques de trangmission
jusqu'a Spécification intermédiaire pour cadbles de transmissions numérfques et

analogiTues

ISO/CEI 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises (disponible
uniguement en anglais)

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface
dans la documentation technique de produits

Recommandation UIT-T K.20:20001, Immunité des équipements de télécommunication des
centres de télécommunication aux surtensions et aux surintensités

1 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.
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Recommandation UIT-T  K.44:20002, Essais d'immunité des équipements de
téelécommunication exposés aux surtensions et aux surintensités — Recommandation
fondamentale

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la
CEI 60050-581, la CElI 61076-1, la CEIl 60512-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.

21

compatibilité d'accouplement

la compatibit e irée par
I'applicd peuvent
étre cité nhnées
2.2

interopgrabilité

I'interopérabilité de différents connecteurs CElI 60603-7 es}as 2e bvec les

dimensipns d'interface spécifiées

23

catégo:]iie

niveau dle performance de transmission 801
2.4

connecteur Keystone
un connecteur Keystone est défini
dimensipnnelles pour le

’Annex¢ D

igences
éfinis a

2 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.
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3 Caractéristiques communes et paire de connecteurs type

3.1 Vue représentant les embases et les fiches types

IEC 086/0

3.2.1 Généralités

Les dimensions sont données en millimétres. Les dessins sont représentés en utilisant la
projection de troisieme diédre. La forme des connecteurs peut varier par rapport a celles
données aux Figures 1 a 4, a condition que les dimensions spécifiées ne soient pas
modifiées.
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3.2.2 Contacts — conditions d’accouplement
P1

=

)

/\(:2

> N2 ‘
=loi5mm 0] % {]
@

IEC | 1011/08
G2
IEC 087/05
Légende
1 Contact femelle de 'embase. Les informations d’accouplement représentées ne peuvent étre respectées
qu’avec une fiche équipée d’un cable.
2 Aucune bavure ne doit dépasser le sommet du contact dans cette zone dans la mesure ou il peut s'agir

d'une zone de contact.

Angle facultatif.

Détail d'interface de contact préférentielle.
Configuration de contact minimal préférentielle.

Configuration avec profil de contact rond.

N O g b~ W

Configuration avec profil de contact rectangulaire.

Figure 2 — Dimensions d'interface de contact avec fiche équipée
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Tableau 1 — Dimensions pour la Figure 2

Lettre Maximales Minimales
mm mm

A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
c2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22
Z =
J2 0,64 A0 (s
K2 6,15 NN e
T N
T AN S SN
P1 0,50 N, RN ) 045
P3 050 / N 0,36
z TN

NN U
Lettre > \M‘a4males
G2 \ (X \/ 10°

On doit

eiller a ce que les co&acéxqeﬂ’emb éeqnte
N

erférence avec le plastique de la fiche.

24
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3.2.3 Embase

X-
B1 ‘%‘ 0,05 mm “
AD1 —»A@
(7) AH1 ;‘ 0,05 mm ‘\
et
AH1 i @
I \/ A4
/ \ Pl /[
| A \
‘ g / /\& N
\ — | \

,Ef_

IEC 1012/08

Légende

1 nt étre complétement a I'intérieur de leur zone de contat

2

4 a e auy/de la zone définie par la dimension AM1 des deux cotés des contalcts a

essQrt degllembase est permis.

igure 3a) — Vue de la zone de contact
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Légende
1

~=— AN1

oo

AT1 | i
v \ a
s ! iy
Z7 | Akt
AP1I\ 7 j\jL AA1
AJ1
o | | AL @
- SE1 (¢
<X1=
~t—A 1
AN
IEC 1013/08

ontact, section A-A

vérrouillage de la fiche.

guidage.

positif de
ravés.

avec les

Les projectiong” au-dela des dimensions AL1 ne doivent pas empécher I'accés du doigt au digpositif de

Sauf spécification contraire, tous les coins internes dans la cavité du connecteur doivent avoir un

rayon maximal de 0,38 mm.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Détails de I’embase
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3

Lettre Maximales Minimales Nominales (réf.)
mm mm mm

A1 1,47

B1 0,71

K1 5,84

S1 12,04 11,84 11,94
1 4,19 3,94

A1 R,QR R7')’) ve

X1 6,86 6,68 \|

Y1 2,40 AN\

1 2,08

AA1 1,24 < N >
AB1 0,38 IO\ N\

AC1 6,96 /\e\%\\ \\/ 6,86

AD1 0,13

&7
Ao | v

AK1 8,66 N\ ea3s/

AL f \ 1,40

AM1 X 1,52

APA N ( W 127

AS1 [ 008\ W

AT \/, > 0,76

CEAY/ SN

8 TP indidue la posmcyr\ﬁi

/\\\\

L tre Maximales Minimales suggérée

or

N \\ s

AN1 \ 3°30°
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3.24 Fiche pour cable
-A-
BE2
BF2
(2) (2) arz —
(7x) AH2
=| 0,45mm |C]
S2
-C-
B2
BD2
Ap2 — BJ2
QP 1
] AA2
)
AB2

Légende

S’appligte

lorsqiie le dispositif de verrouillage est enfoncé.

Figure 4 — Vue de la fiche

1014/08
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Tableau 3 — Dimensions pour la Figure 4

60603-7 © CEI:2008

Lettre Maximales Minimales Nominales (réf.)
mm mm mm
A2 a 2 2 1,17
B2 a s a 0,56
s2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
W2 6,17 6,02
X2 R‘n') 5‘77 /
Y2 2,34 N
22 2,06 AN\
AA2 1,24
AB2 0,64 0,38 D >
AC2 6,71 S50\ ]\ 6.6
AD2 0,64 /\9\1\3\\ \\/
AH2 [ N 1,09
AW2 0,51 N\ 2/
AX2 1,320 N VYV
AY2 2,87\ 7
AZ2 o064 RN N\
BA2 NS 12,32
BB2 1,14 W 038
BC2 I 102 |/ 0,51
BD2 S > 0,51
BE2 N\ 189\
BF2 /\\ \“/}g
BG2 \\\ .64 0,38
BH2\ ) 0,1
NN AN
Bl\b\\\ \ 15,88 14,61
BN2 8,00
a Voir Tabteauw—-
Lettre Maximales Nominales (réf.)
BJ2 Rayon complet

BK2

3°30'
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4 Sorties de cables et connexions internes — Embases et fiches

4.1 Généralités

Un connecteur peut comprendre de multiples sorties entre la sortie de cable et I'interface de
contact séparable. Par exemple, celles-ci peuvent comprendre des connexions de contacts
d’embase insérées a force dans les cartes imprimées. Toutes les sorties doivent satisfaire
aux exigences appropriées pour les sorties.

Les fiches sont prévues pour avoir a leurs extrémités des cables afin de constituer des cables
équipés. Le fabrlcant du connecteur doit fournir des mformatlons de base concernant le type

définition de nouvelles spécifications de fiches.

4.2 Tlypes de sorties
4.2.1 Sorties a souder (a I’étude)

4.2.2 Sorties sans soudure

4.2.21 Sorties autodénudantes
Les sorfies pour connexion autodénuant@e onformes a la CEl 60352-3|ou a la
CEI 603

4.2.2.2

Les sorfies pox aXi ) ‘i i é 3 b2-6.

4.2.2.4

La broc

4.2.2.5 Sorties s a ressort

Les sorties pour connexions a ressort doivent étre conformes a la CEIl 60352-7.

4.2.2.6 Autres types

Dans le cas ou un type de sortie sans soudure est utilisé, que celui-ci n'est couvert par
aucune spécification CEIl et que le fournisseur ne peut pas démontrer un niveau similaire de
performance ou qu'il n'existe pas de norme applicable dans la série CElI 60352 qui puisse étre
utilisée comme référence, le fournisseur doit démontrer la conformité avec le programme
d'essais complet au paragraphe 7.7 pour toutes les variantes possibles de sorties, par
exemple chaque type de construction de cable (type de construction d’écran, construction des
fils (rigides, souples)) avec lesquels le connecteur est destiné a étre utilisé.
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5 Calibres

5.1 Embases
Les calibres doivent étre fabriqués selon les exigences suivantes:

Matériau: acier trempé durci, avec tous les angles vifs éliminés, dureté 650 HV 20 minimum.

v

Ra = 0,25 um maximum.

Rugosité de surface, selon I'ISO 1302.

Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

Des espaces doivent étre prévus pour les contacts

B ~Josm
,@,Ef

IEQ 091/05

Légende

1 Quatre emplacements.
2 Six emplacements.

3 Tout autour.

Figure 5 — Calibre "Entre"
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¢ emplace
ixemphacements.

IEC 092/04
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K7

[

w’\%x

ions pour les Figures 5 et 6

f@gf

IEC 093/05]

ettre Minimales Nominales| (réf)
m mm mm
3/3\\ N\ \ NA1,796 11,786
55 N\N N 12,050 12,040
N

s7 11,68 11,58

X3 10,16

B3 0.51 0.389 0.450
AC3 6,716 6,706
AC5 6,45 6,35
AC7 6,970 6,96
BC1 0,89 0,64 0,76
w3 6,12 6,109
W5 6,38 6,365
w7 5,97 5,89
AK3 8,357 8,346
AK5 8,13 8,05
AK7 8,672 8,66
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5.2 Fiches
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Matériau: acier trempé durci, avec tous les angles vifs éliminés, dureté 650 HV 20 minimum.

V= Rugosité de surface, selon I'lSO 1302.

Ra = 0,25 um maximum.

Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

AD4 —

AD4

AD4

Tout autour.

Calibre de largeur.
Calibre de hauteur.

Figure 7 — Calibres "N'entre pas”
Tableau 5 — Dimensions pour la Figure 7

E,,,

1015/08

Lettre Maximales Minimales
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
W4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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!
\

A4 AD6
C— A AD6
< AX2 @ /

I ) - :; 7
AA4 ] 24“ ﬁ : | ACs / :Ek Fé\ AB6
o e —
G
- AZ2
A-
Section A-A

IEC 1016/08

\) Maximales Minimales
/\ mm mm

A4 A\ O 1,448 1,438

(s8 A 11,847 11,836

4 e\ 4,115 4,013

W > 6,198 6,187

oG-\ 6,604 6,594

Y4 N/ 2,39 2,34

Z4 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AK8 8,357 8,346
AW2 9,725 9,615
AX2 0,64 0,38
AZ2 11,91 11,81
Lettre Maximales Minimales

AJ2 16° 14°
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6 Caractéristiques

6.1 Généralités

- 71 -

La conformité avec les programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tous les
paramétres de performance, y compris ceux de transmission sur la gamme des conditions
climatiques de fonctionnement. Le fait que la résistance de contact soit stable et conforme
constitue une bonne indication de la stabilité des performances de transmission.

6.2 Affectation des broches et des paires

Sauf ingieation—contraire—pe

et de ppires s’appliquent,
représenté a la figure 9.

6.3 Classificatio

Il convign
de l'es

indiqué y
cIimatiq}es selon

AN
Affectati

broches et de paires pour embases
vue de face du connecteur)

re la plus faible et la température la plus élevée ainsi que |a durée

IEC 096/05

chaleur humide soient choisies parmi les valeurs préférgntielles

deMla CEI 61076-1:2006. Les connecteurs sont classés en cajégories
gs regles générales données dans

la CEI 60068-1. La pldge des

tempérdtures et la sévérité de I'essai continu de chaleur humide données au Tableal 7 sont

compatibles avec la classification de I'ISO/CEI 11801 d’un environnement de bureau.

Tableau 7 — Catégories climatiques — valeurs choisies

Catégorie Température Température Chaleur humide, essai continu
climatique inférieure supérieure
jours
°C °C
40/070/21 -40 70 21
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6.4 Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions de fonctionnement admissibles dépendent de [I'application et aussi des
exigences de sécurité spécifiées.

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fuite et les distances d’isolement de la CElI 60664-1 sont réduites et couvertes par les
exigences des performances d’ensemble.

Les distances d’isolement et les lignes de fuite sont données comme des caractéristiques de
fonctionnement de connecteurs accouplés.

Dans lg pratique, des réductions des lignes de fuite ou des dist euvent
interverlir en raison de la forme des pistes conductrices de la cart ablage
utilisé ef elles doivent étre diment prises en compte.
Tableau 8 — Lignes de fuite et distan€es
Distange minimale entre les contacts et le chassis st&e}\wﬁhﬂgent}g contacts adjagents
Ligne de fuite Distance d’isolement \/ng ful Distance d’isdlement
mm mr’g/\ /\/x mm
1,40 0,51 \36 0,36

6.4.2 Tension de tenue
Conditigns: CEI 60512,

Conditio

Cottey
Toutes

D0 V courant continu ou courant alternatif ep valeur
créte; entre un contact et tous les autres contacts,

1 500 V courant continu ou courant alternatif eh valeur
de créte; entre tous les contacts reliés ensemble et
I’écran (et le panneau d’essai ou le couvdrcle) si
présent.
6.4.3 iction de I’intensité en fonction de la température

Conditiqns: CEIl 60512, Essai 5b

Tous les contacts, connectés en série

Le courant limite admissible des connecteurs conformes aux exigences de 2.5 de la
CEI 61076-1:2006 doit étre conforme a la courbe du taux de réduction donnée dans la
Figure 10.


https://iecnorm.com/api/?name=dc0d617a7855984f3d642fbd066bbd06

60603-7 © CEI:2008 -73 -

Diagramme du taux de réduction du courant

2,0
1,81
1,6
_ 1,4 R~
< g2 ~
5 1,0
3 , \\\
O 0,8 \\
0,6 \\
0,4 {
0,2 \\<
0,0 N
0 10 20 30 40 50 60 70 0 00
Température ambiante (°
017/0,
1 0,5
NOTE 1 |Le courant admissible maximum a une températu : I(t) =1,76.(1_
9P
NOTE 2 |Pour des températures ambiantes inférileures\a 0 S missible maximum par condyucteur est
1,76 A.
NOTE 3 |Pour plus d’informations, voir I'Introductio
Figure duction du connecteur
6.4.4 Résistance d terface uniquement (contact fixe séparable et
libre)
Conditid
ion: comme spécifié a la Figure 11
6.4.5 eéntrée/sortie en courant continu
Conditions: CElL 6051 ?, Essaji 29
Connecteurs accouplés
Points de connexion: Sortie de cable sur sortie de cable.
Tous les types: 200 mQ maximum
6.4.6 Résistance différentielle d’entrée/sortie en courant continu
Conditions: CEI 60512, Essai 2a

Connecteurs accouplés
Points de connexion: Sortie de cable sur sortie de cable
Parmi tous les conducteurs de signaux, différence maximale entre maximum et

minimum
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Tous les types: 50 mQ maximum

6.4.7 Résistance d’isolement initiale
Conditions:  CEI 60512, Essai 3a
Méthode A
Connecteurs accouplés
Tension d’essai: 100 V en courant continu

Tous les types: 500 MQ minimum

6.4.8 Impédance de transfert

Non applicable

6.5 Caractéristiques de transmission

Les cafactéristiques de transmission sont définies dans I3 S tion\CEl 60603-7-x
applicable.

6.6 Caractéristiques mécaniques

6.6.1 Fonctionnement mécanique
Conditigns: CEI 60512, Essai 9a

Vitesse: 10 mm/s maximur
Repos: 1 s minimum (adqcouplé et
PL 1: 750 S

NOS b e M erforrgance. La présente norme en spécifie deux.
6.6.2 Efficacitédes dispositifs'dlaccouplement des connecteurs

Conditid

plé)

6.6.3
Conditid
esse?» 10 mm/s maximum

Tous les types, insertion et extraction: 20 N maximum

7 Essais et programmes d’essai

7.1 Généralités

Voir I'Article 5 de la CEl 61076-1:2006.

Ce document indique l'ordre des essais (conformément a la présente norme) et le nombre
d’éprouvettes pour chaque séquence d’essai.

Il est autorisé de soumettre des variantes individuelles a des essais de type pour obtenir leur
agrément.
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